

PREKĖS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. PIRKIMO OBJEKTAS
2 pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.) Ferozondinis defektoskopas. 
               BVPŽ kodas 38431300-8.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS
2.1. Defektų aptikimui prekinių vagonų vežimėlių šoninių ir viršlinginių sijų paviršiuje jas įmagnetinus.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS IR APRAŠYMO BŪDAI

3.1. STANDARTAS, TECHNINIS REGLAMENTAS AR NORMATYVAS
3.1.1. Prekinių vagonų 18-100 modelio vežimėlių lietinių detalių neardomoji patikra prieš patęsiant jų naudojimo laiką TI CDRV-32-002-2008 (techninės specifikacijos 4 priedas);
3.1.2. Defektoskopas turi atitikti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus;
3.2. PIRKIMO OBJEKTO KOMPLEKTACIJA, FUNKCINĖS SAVYBĖS
3.2.1. Defektoskopas skirtas defektų aptikimui prekinių vagonų vežimėlių šoninių ir viršlinginių sijų paviršiuje jas įmagnetinus. Defektai aptinkami nustatant erdvines magnetinio lauko deformacijas virš defekto ir ferozondiniu keitikliu perduodant į defektoskopą kaip elektrinį signalą;
3.2.2. Defektoskopas turi užtikrinti magnetinio lauko stiprio matavimą;
3.2.3. Defektoskopas turi būti sukomplektuotas ir suderintas su ferozondiniais keitikliais skirtais magnetinio lauko (tangentinės ir normalios sudaromosios) stiprio matavimui;
3.2.4. Defektoskopas turi būti sukomplektuotas ir suderintas su ferozondiniais keitikliais skirtais magnetinio lauko stiprio gradientui matuoti ir defektams aptikti (ferozondiniai keitikliai su 3 mm ir 4 mm baze tarp ferozondinių keitiklių ričių);
3.2.5 Pastovaus magnetinio lauko tangentinės arba normalios dedamosios stiprio matavimų diapazonas ne siauresnis nei nuo ±10 iki ± 3000 A/m;
3.2.6. Pastovaus magnetinio lauko gradiento matavimų diapazonas ne siauresnis nei nuo ±1000 iki ± 200000 A/m2;
3.2.7. Aplinkos oro temperatūra defektoskopo eksploatacijos metu +5 С iki +40 С;
3.2.8. Defektoskopas maitinamas keičiama akumuliatoriaus baterija;
3.2.9. Nepertraukiamo darbo laikas esant įkrautai baterijai, ne mažesnis kaip 12 val.
3.2.10. Aptinkamų paviršinių minimalių defektų matmenys:
· plotis –0,002 mm;
· gylis –0,1 mm;







· ilgis –2,0 mm;
3.2.11. Aptinkamų po paviršiumi minimalių defektų matmenys:
· plotis –0,3 mm;
· gylis –0,5 mm;
· ilgis –2,0 mm;
· atstumas nuo paviršiaus iki defekto pradžios - ne mažiau kaip 5 mm.
3.2.12. Defektoskopo atmintyje kaupiamų matavimų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 8000;
3.2.13. Turi būti galimybė defektoskopo atmintyje sukauptą informaciją perduoti į kompiuterį duomenų bazei formuoti ir automatizuotai dokumentų apskaitai organizuoti bei spausdinti tikrinimo grafikus ir protokolus;
3.2.14. Turi būti galimybė defektoskope mygtukais įvesti ir saugoti atmintyje šiuos minimalius duomenis:
· tikrinamos detalės gamyklinį numerį;
· tikrinamos detalės kodą;
· tikrinamos detalės parametrus;
· tikrinamos detalės gamybos metus;
· gamyklos-gamintojos kodą;
· defektoskopuotojo asmeninį numerį;
· defekto tipą, zoną, dydį ir išvadą apie defektą;
3.2.15. Tikrinant defektoskopas atmintyje turi automatiškai fiksuoti:
· tikrinimo datą ir laiką;
· defekto signalo lygį;
· matuojamo lauko charakteristikų reikšmės lentelių forma ir matuojamo dydžio grafikas;
3.2.16. Defektoskopo matmenys ne didesni kaip 180x160x80 mm;
3.2.17. Defektoskopo sudėtis:
3.2.18.1. Feozondinis defektoskopas (1 vnt.);
3.2.18.2. Ferozondinis keitiklis magnetinio lauko stiprio tangentinės sudaromosios matavimui (1 vnt.);
3.2.18.3. Ferozondinis keitiklis magnetinio lauko stiprio normalios sudaromosios matavimui (1 vnt.);
3.2.18.4. Ferozondinis keitiklis magnetinio lauko stiprio gradientui matuoti (su 3 mm baze tarp ferozondinio keitiklio ričių) (1 vnt.);
3.2.18.5. Ferozondinis keitiklis magnetinio lauko stiprio gradientui matuoti (su 4 mm baze tarp ferozondinio keitiklio ričių) (1 vnt.);
3.2.18.6. Nuoseklios jungties kabelis duomenims įrašyti į kompiuterį, arba duomenų perdavimas bevieliu ryšiu (bluetooth ar kitu lygiaverčiu ryšiu) (1 vnt.);
3.2.18.7. Įkraunama akumuliatorinė baterija (defektoskopo sudėtyje) (1 vnt.);
3.2.18.8. Adapteris akumuliatorinės baterijos įkrovimui (1 vnt.); 
3.2.18.9. Programinė įranga (kompaktiniame diske) (1 vnt.);

3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS
3.3.1. Defektoskopo sudėtinės dalys turi būti tarpusavyje techniškai suderintos;
3.3.2. Defektoskopą pirkėjo įmonėje pritaikyti, sumontuoti, sukalibruoti (suderinti), paleisti ir išbandyti tiekėjas turi savo lėšomis ir jėgomis, panaudojant tam būtinas medžiagas ir atsargines dalis. Šių darbų kaina turi būti įskaičiuota į įrenginio pardavimo kainą. Įvykdžius šiuos reikalavimus, turi būti surašytas perdavimo – priėmimo aktas;
3.3.3. Defektoskopas turi būti naujas, pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn. (iki pristatymo datos);
3.3.4. Tiekėjas turi savo lėšomis apmokyti užsakovo personalą (ne mažiau kaip 2 darbuotojus) savarankiškai eksploatuoti defektoskopą, atlikti defektoskopo aptarnavimą, vykdyti techninę priežiūrą. Personalo apmokymas įforminamas abiejų šalių pasirašytu užsakovo personalo apmokymo aktu. Įrenginys nebus priimtas kol nebus pasirašytas apmokymo aktas;
3.3.5. Garantinis defektoskopo aptarnavimo laikotarpis ne mažiau 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai;


4. DOKUMENTAI,	REIKALAUJAMI	PIRKIMO	OBJEKTO	TECHNINIŲ	SAVYBIŲ	IR	KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU

4.1.1. Užpildyta „Ferozondinis defektoskopo pirkimo palyginamoji lentelė“ (techninės specifikacijos 1 priedas);
4.1.2. Dokumentai, patvirtinantys siūlomo ferozondinio defektoskopo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (pavyzdžiui, brėžiniai, techninių parametrų aprašymai, Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos arba kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų sertifikatas ar pažyma ir/ar  bandymo protokolai) ar nuorodos į viešai gamintojo skelbiamą informaciją).

4.2. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT ATLIKTAS PASLAUGAS AR DARBUS
4.2.1. Pateikiama atitikties deklaracija ar kitas dokumentas, įrodantis, kad defektoskopas turi CE ženklą pagal Techninio reglamento „Mašinų sauga“ (2016 m. lapkričio 3 d. Nr. A1-587) reikalavimus.
4.2.2. 
4.2.3. Eksploatavimo instrukcija (originalo ir lietuvių kalba);
4.2.4. Techninis pasas (originalo ir lietuvių kalba);
4.2.5. Programinės įrangos eksploatavimo instrukcija (originalo ir lietuvių kalba);
4.2.6. Ferozondinio defektoskopo patikros metodika;
4.2.7. Defektoskopo metrologinės patikros sertifikatas (galiojantis ne trumpiau kaip 12 mėn.).




































Techninės specifikacijos 1 priedas


2 p.o.d. Ferozondinis defektoskopo pirkimo palyginamoji lentelė

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Reikalaujamas dydis, sąlyga
	Tikslūs siūlomos prekės parametrai
	Dokumento pavadinimas ir numeris arba nuoroda į gamintojo viešai skelbiamą informaciją

	1
	2
	3
	4
	5

	
	

	
	Ferozondinis defektoskopo techniniai reikalavimai
	
	Tiekėjas nurodo gamintoją, modelį ir pagaminimo metai
	Pildo tiekėjas

	1. 
	Pastovaus magnetinio lauko tangentinės arba normalios dedamosios stiprio matavimų diapazonas
	Ne siauresnis nei nuo ±10 iki ± 3000 A/m
	Pildo tiekėjas
	Pildo tiekėjas

	1. 
	Pastovaus magnetinio lauko gradiento matavimų diapazonas
	Ne siauresnis nei nuo ±1000 iki ± 200000 A/m2
	Pildo tiekėjas
	Pildo tiekėjas

	1. 
	Aplinkos oro temperatūra defektoskopo eksploatacijos metu
	+5 С iki +40 С;
	Pildo tiekėjas
	Pildo tiekėjas

	1. 
	Defektoskopo maitinamas 
	Keičiama akumuliatoriaus baterija
	Pildo tiekėjas
	Pildo tiekėjas

	5.
	Nepertraukiamo darbo laikas esant įkrautai baterijai
	Ne mažesnis kaip 12 val.
	Pildo tiekėjas
	Pildo tiekėjas

	6.
	Aptinkamų paviršinių minimalių defektų matmenys
	plotis –0,002 mm;
gylis –0,1 mm;
ilgis –2,0 mm;
	Pildo tiekėjas
	Pildo tiekėjas

	7.
	Aptinkamų po paviršiumi minimalių defektų matmenys
	plotis –0,3 mm;
gylis –0,5 mm;
ilgis –2,0 mm;
	Pildo tiekėjas
	Pildo tiekėjas

	8.
	Defektoskopo atmintyje kaupiamų matavimų skaičius
	Ne mažesnis kaip  8000
	Pildo tiekėjas
	Pildo tiekėjas




